
別紙

NO. 区分 財産名 規格
単価

（円）（税込）
価格

（円）（税込）
取得年月日 保管場所 備考

1 （イ） 熱電特性測定装置 オザワ科学社製　ＲＺ2001i 1 式 5,670,000 5,670,000 H13.9.5 北海道センター A1-226

継続使用:不可
傷：使用に伴う傷等あり
特記事項：
01AA1644

2 （イ）
誘導結合高周波プラズマ分光分析
装置

日立製　P-4010S型　ICP 1 式 5,628,000 5,628,000 H13.10.10 北海道センター B1-108

継続使用：不可
傷：使用に伴う傷等あり
特記事項：
01AA2536

（ア） 事務用備品
（イ） 事業用備品

数量

事業等名：短時間微小重力下におけるプレート状高品質結晶熱電半導体材料の製造及び熱電特性に関する研究

処分予定財産需要調査一覧表


